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FOREWORD

nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization,cq
tional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote inte]
eration on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this|
Hition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Fechnical
Cly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEG Publication(s
ration is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject g
articipate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organization
he IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organi3
ardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organiz

brmal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as/nearly as possible, an inte
bnsus of opinion on the relevant subjects since each technical ,committee has representation
sted IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC
hittees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical conte
Cations is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used of
terpretation by any end user.

Her to promote international uniformity, IEC National” Committees undertake to apply IEC Pul
barently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
FC Publication and the corresponding national 6r'regional publication shall be clearly indicated in t

tself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide c
sment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsiblg
Les carried out by independent certification bodies.

ers should ensure that they have_the“latest edition of this publication.

hbility shall attach to IEC or its\directors, employees, servants or agents including individual exg
bers of its technical committées*and IEC National Committees for any personal injury, property da
damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal f
hses arising out of the\publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any o
Cations.

tion is drawn to the )Normative references cited in this publication. Use of the referenced publig
ensable for theleorrect application of this publication.

iraws attention'to the possibility that the implementation of this document may involve the u
t(s). IEC takes no position concerning the evidence, validity or applicability of any claimed patenf
ct thereof. As of the date of publication of this document, IEC had not received notice of (a) patent(
be relquired to implement this document. However, implementers are cautioned that this may not 1
test’information, which may be obtained from the patent database available at https://patents.ie

shall
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not be held responsible for identifying any or all such patent rights

IEC 63522-25 has been prepared by IEC technical committee 94: Electrical relays. It is an
International Standard.

The text of this International Standard is based on the following documents:

Draft Report on voting

94/1055/FDIS 94/1115/RVD

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
the above table.

The language used for the development of this International Standard is English.
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This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in
accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available
at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are
described in greater detail at www.iec.ch/publications.

A list of all parts of IEC 63522 series, published under the general title Electrical relays — Tests
and measurements, can be found on the IEC website.

This International Standard is to be used in conjunction with IEC 63522-0:-1.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stab|I|t3 tate—indicated—on—thetEC—websiteunder—webstoretecciinmthe—data—retated to the

specifi¢ document. At this date, the document will be

e reconfirmed,
e withdrawn, or

e revised.

1 Under preparation. Stage at the time of publication: IEC CDV 63522-0:2024.
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ELECTRICAL RELAYS -
TESTING AND MEASUREMENT -

Part 25: Magnetic interference

1 Scope
ThISp - ; is used for testing along with the appropriate severities and conditions
for meqdsureme gned to assess the ability of DUTs to perform underiexpected

conditipns of transportation, storage and all aspects of operational use.

This dgcument defines a standard test method to check the magnetic interference between
relays yinder operating conditions and their influence on other relays in the'neighbourhgod.

2 Naormative references

The following documents are referred to in the text in such a waythat some or all of their pontent
constitlites requirements of this document. For dated referenCes, only the edition cited applies.
For undated references, the latest edition of the reférenced document (includihg any
amendients) applies.

IEC 60060-1, High-voltage test techniques — Part 1.“General definitions and test requir¢ments

IEC 63522-0:-2, Electrical relays — Tests and measurements — Part 0: Testing — Gendral and
Guidance

IEC 63p22-4, Electrical relays — Testssand measurements — Part 4: Dielectric strength {est

IEC 63p22-7, Electrical relays(—)FTests and measurements — Part 7: Functional tests

3 Tefms and definitions
For thel purposesofithis document, the terms and definitions given in IEC 63522-0 apply.

ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the fqllowing
addresges;

e |EC Electropedia: available at https://www.electropedia.org/

e |SO Online browsing platform: available at https://www.iso.org/obp

2 Under preparation. Stage at the time of publication: IEC CDV 63522-0:2024.
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4 Test procedure

4.1 Purpose

C 2025

The test checks that the functional performance values of the relay remain within specified limits
when the relay is subjected to the effects of external magnetic inductions.

4.2 Procedure

421

Method 1

The relay shall be mounted by suitable non-magnetic means within the central volume of a test

coil. THe axis of maximum sensitivity of the relay shall be aligned with the Tongitudinal

the tes
zerom

— for

— for

magne

4.2.2

The rel

physical orientation by non-magnetic means, as shown.in Figure 1, unless otherwise sj

by the

specifigd in IEC 63522-7, with the coils of the eight outer relays energized at rated volta
with th¢ coils not energized. The magnetic polarity ‘of each relay shall be similarly orien

The rel

coil. Operate and release values shall be measured in accordance with IEC(63§
pgnetic field in air and

magnetically shielded relays: in (8 x 103) A/m;
il other relays: in (0,8 x 103) A/m,

ic field of both polarities.
Method 2
lay under test and eight similar relays of the sametype shall be mounted in th

manufacturer. Operate and release values of the relay under test shall be meas

Relay under test
IEC

axis of
22-7 in

B same
ecified
ired as
je, and

tated.

Figure 1 — Mounting array for adjacent similar relays

ays shall be placed in all possible usage combinations, as shown in Figure 2.
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Coil Coil

Coil Coil

IEC

Figure 2 — Mounting direction for adjacent similar relays

For regg+retays—the-foHowingapphes:
The manufacturer shall declare different values for functional operate voltage,\and release
voltagel between single mounting and multi mounting (i.e. reed relays are mgunted iph array
arrangg¢ment).
The mounting grid pattern shall be as specified by the manufacture¥))See Figure 3| for an
examp:Ie, all relevant details of the test arrangement (e.g., S4: horizontaFmounting distance and
S, vertical mounting distance and coil polarity) shall be indicated injthe test report.
o __S4: mounting distance
| | 8
. ks
0'!0 0'!0 0'!0 Q™ O o'o 5
112 112 112 112 1: 2 >
] L] L 1 L g
mrEEE -r VTR TN S AN T i i =Ty TR g
a(+) ! bimal+) 1 bj)aE) § MH()af+) ! blal+) ! obl-) E
0:0 0.0 g3y 0 00 0:0 vS“V
o!0 oiQl¥ |oio oio| |oio 4
112 1.2 112 112 12
a#) | biNal®) ! bj)a+) ! b)a(+) | bl-)al+) ! b))
0. Qq o.,0 0,0 0,0 0,0
g’ 0 0:!0 0:0 0!0 0'0
112 1:2 112 112 112
al(+) © bi(m)al(+) 1 b(=)a(+) 1 b(-)al(+) ! bl(-)al(+) I bl(-)
O & &= & o<

IEC

Key

1,2 contact terminals, a, b: coil terminals

S, horizontal mounting distance between relays
S, vertical mounting distance between relays

Figure 3 — Example of test arrangement for multi mounting
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4.2.3 Method 3

The relay to be tested shall be mounted by non-magnetic means. A conducting wire of 0,5 mm
diameter shall be placed on the test relay surface in 24 directions as shown in Figure 4. One
current impulse with wavesape 1/20 ps in accordance with [IEC 60060-1 shall be applied in each
of these directions. Operate and release values of the relay under test shall be measured as
specified in IEC 63522-7 in each of the wire positions after the respective current impulse. The
following current impulse shall be used, unless otherwise specified by the manufacturer:

— impulse shape: in conformity with the voltage impulses as specified in IEC 63522-4;
— test current: 1 kKA.

IEC
A4, to F, Test current directions

Figure 4 — Directions of the test current for<magnetic interference test, methogd 3

4.3 Conditions to be specified

The conditions to be specified are the follewing:

a) method 1, 2 or 3;

b) method 1: dimensions of thetest coil;

¢) method 2: mounting grid pattern;

d) method 3:
e humber of current impulses and their frequency, if more than one impulse,
e |mpulse shape;

e) any|particular procedure, if the above is not applicable;

f) adnpissible’limits of the operate and release/reset values.

5 Evaluation

5.1 General

The evaluation shall state that the products fulfil the requirements, and that the function is
ensured.
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5.2 Testreport

If this document is executed as a part of a test record of another standard, then the results shall
be reported as required in the other standard.

Otherwise, it is recommended to issue a dedicated test report according to this document.

The test report shall contain all the information necessary to reproduce the test. In particular,
the following shall be recorded:

1) method 1, 2 or 3;

a) ethod 1. dimensions of the test coil;

b) method 2: mounting grid pattern;
c) method 3:
o number of current impulses and their frequency, if more than one impulse,
» impulse shape;
2) any|particular procedure, if the above is not applicable;
3) adnrissible limits of the operate and release/reset values;
a

4) evaluation results, as defined in 5.1.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RELAIS ELECTRIQUES -
ESSAIS ET MESURAGES -

Partie 25: Perturbations par les champs magnétiques

AVANT-PROPQS

La Cpmmission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation cpmposée

de I'¢nsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC). L'IEGa-pour

objet de

favor|ser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans_‘les domaines de

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, I'lEC — entre autres activités — publie des Normes interna

tionales,

des $pécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles,au’public (PAB) et des

Guidgs (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est confiée ardes’comités d'éty
travapx desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les orga
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec IlEC) participent égale
travapx. L'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de. Normalisation (ISO), s
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions techniqués représentent, dans la m
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné quedes Comités nationaux de I'lEC ir]
sont feprésentés dans chaque comité d'études.

Les Publications de I'lEC se présentent sous la forme de recOmmandations internationales et sont
comme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les éfforts raisonnables sont entrepris afin

s'assjre de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue respon
I'évetuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en €st.faite par un quelconque utilisateur final.

Dans] le but d'encourager I'uniformité internationale, les’Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dang
mesure possible, a appliquer de fagon transparente®les Publications de I'lEC dans leurs publications n
et régionales. Toutes divergences entre toutes+Rublications de I'lEC et toutes publications natio
régiohales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

L'IEQ elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indé
fournjssent des services d'évaluation de'conformité et, dans certains secteurs, accédent aux ma
confdrmité de I'lEC. L'IEC n'est respongable d'aucun des services effectués par les organismes de ce
indégendants.

Tous|les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicat

Aucupe responsabilité ne doit\étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou man|
y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux
pour ftout préjudice causé-en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de]
nature que ce soit, directe’ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice) et les
décoplant de la publication ou de ['utilisation de cette Publication de I'lEC ou de toute autre Publication
ou ay crédit qui lUi‘est accordé.

L'attgntion estattirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pul
référgéncées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L'IEQ attlre |'attention sur Ie fait que la mise en appllcatlon du present document peut entralner I utlllsa
a | li

des, aux
hisations
nent aux
Blon des

esure du
téressés

agréées
ue I'lEC
sable de

toute la
Ationales
hales ou

bendants
ques de
tification

on.

dataires,
de I'IEC,
quelque
épenses
de I'lEC,

lications

tlon d'un
E de tout

ou d¢g
droit de brevet revendlque a cet égard. A la date de publication du présent document, I'lEC n'avait

pas regu

notification qu'un ou plusieurs brevets pouvaient étre nécessaires a sa mise en application. Toutefois, il y a lieu

d'avertir les responsables de la mise en application du présent document que des informations plus

récentes

sont susceptibles de figurer dans la base de données de brevets, disponible a I'adresse https://patents.iec.ch.

L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets.

L'IEC 63522-25 a été établie par le comité d'études 94 de I'lEC: Relais électriques. Il s'agit
d'une Norme internationale.
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Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

Projet Rapport de vote
94/1055/FDIS 94/1115/RVD

C 2025

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a son approbation.

La lang

ue employée pour I'élaboration de cette Norme internationale est I'anglais.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISQ/IEC, Partie 2, il a été développé selon les

Directi
WWW.i€
I'EC s(

Une liste de toutes les parties de la série IEC 63522, publiées sous lectitre général

électriq

La prés

Le com
indiqué
recherd
e rec
e sup

e révij

es ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponible
c.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développ
nt décrits plus en détail sous www.iec.ch/publications.

ues — Essais et mesurages, se trouve sur le site web de I'lEC.
ente Norme internationale doit étre lue conjointement avec'|EC 63522-0:—1.

té a décidé que le contenu de ce document ne sera pas‘modifié avant la date de 5
e sur le site web de I'lEC sous webstore.iec.ch dans,les données relatives au do
hé. A cette date, le document sera

pnduit,

primé, ou

SE.

S sous
és par

Relais

tabilité
cument

1 En cours d'élaboration. Stade au moment de la publication: IEC CDV 63522-0:2024.
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RELAIS ELECTRIQUES -
ESSAIS ET MESURAGES -

Partie 25: Perturbations par les champs magnétiques

1 Domaine d'application

o partie de > B2 ainsigque des sévérités conditions
appropfiées pour les mesurages et essais destinés a évaluer I'aptitude de DUT a fongtionner
s conditions prévues de transport, de stockage, et de tous les aspects~dlutilisation
opératipnnelle.

Le prégent document définit une méthode d'essai normalisée pour vérifier Ies perturbatipns par
les champs magnétiques entre les relais dans les conditions de fonctionpement et leur influence
sur d'atitres relais environnants.

2 Réfférences normatives

Les doguments suivants sont cités dans le texte de sorte-qu'ils constituent, pour tout oy partie
de leuf contenu, des exigences du présent document./Pour les références datées| seule
I'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la derniére édition du document de
référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60060-1, Techniques des essais a haute tension — Partie 1: Définitions et exigences
générales

IEC 63522-0:—2, Electrical relays — Fésts and measurements — Part 0: Testing — Gendral and
Guidance (disponible en anglais seulement)

IEC 63922-4, Relais électriques— Essais et mesurages — Partie 4: Essai de rigidité diélgctrique

IEC 63922-7, Relais électriques — Essais et mesurages — Partie 7: Essais fonctionnels

3 Termes et-définitions

Pour lels besoins du présent document, les termes et définitions de I'lEC 63522-0 s'app|iquent.

L'ISO et I'lEC tiennent a jour des bases de données terminologiques destinées a étre utilisées
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

o |EC Electropedia: disponible a I'adresse https://www.electropedia.org/

e ISO Online browsing platform: disponible a I'adresse https://www.iso.org/obp

2 En cours d'élaboration. Stade au moment de la publication: IEC CDV°63522-0:2024.
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4 Procédure d'essai

41 Objet

C 2025

L'essai vérifie que les valeurs des caractéristiques fonctionnelles du relais restent dans les
limites spécifiées lorsque le relais est soumis aux influences d'inductions magnétiques
extérieures.

4.2 Procédure

421

Méthode 1

Le reldis doit étre monté a Taide de fixations non magnétiques appropriées dans T

central

longitudlinal de la bobine d'essai. Les valeurs de fonctionnement et de relachementdoiv

mesurg
- pou
— pou
champ
4.2.2
Le rela

orienta
Figure

relachgment du relais a l'essai doivent étre,,mesurées comme cela est spécifi

I'NEC 6
puis ng
fagon.

d'une bobine d'essai. L'axe de sensibilité maximale du relais doit étre aligné s
es conformément a I'lEC 63522-7 dans un champ magnétique nul dang l'air et

r les relais avec écran magnétique: de (8 x 103) A/m;

r tous les autres relais: de (0,8 x 103) A/m,

magnétique des deux polarités.

Méthode 2

s a I'essai et huit relais analogues du méme typgé doivent étre montés suivant I3
ion physique a I'aide de fixations non magnétiques, comme cela est représer
1, sauf spécification contraire du fabricant:'Les valeurs de fonctionnement

522-7, les bobines des huit relais environmants étant alimentées a la tension as
n alimentées. La polarité magnétique de chaque relais doit étre orientée de |4

espace
ur l'axe
bnt étre

méme
té ala
et de
b dans
signée,
méme

Refatsatessa
IEC

Figure 1 — Réseau de montage pour des relais adjacents analogues

Les relais doivent étre placés dans toutes les combinaisons d'utilisation possibles, comme cela
est représenté a la Figure 2.
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Bobine Bobine

Bobine Bobine

IEC

Figure 2 — Direction de montage pour des relais adjacents analogues

Pour les relais a lames souples, ce qui suit s'applique:

Le fabr|cant doit déclarer des valeurs différentes pour la tension de fonctionnementetila tension
de relaghement entre un montage unique et un montage multiple (ou les relais a.lames souples
sont mpntés en réseau).

Le pas|de la grille de montage doit étre celui spécifié par le fabricant. Vairvla Figure 3 pour un
exemple. Tous les détails pertinents du dispositif d'essai (par exemple, 547 distance de nmontage

horizonftale et S,: distance de montage verticale, et polarité de la bobine) doivent étre indiqués
dans l¢f rapport d'essai.

Sy distance de montage

g (0]
Lo =i ()]
8
" =
£
o} . o] O :O O ' 0 O : O 0:0 o)
112 il 5 2 132 1 52 1:2 =
1 ] [ ] (] 8
i 1 = RN o el T g g
aj(+) bi-)al(+) ! bj-)a(x) P b(af+) ! bjal+) ! bl-) ©
o] 0.0 ©.0 00 ' O w‘fw
0:0 o.& 00 0'0 0'0 4
112 ANNZ 112 112 12
af+) | p{Rral(+) 1 bj-)a(+) ! bl()af+) ! bl-)al(+) | b(-)
0./Q 0,0 Q,;0 Q,; 0 0,0
;“ L] L] 1
0:0 0:0 0':0 0!0 0!0
1 2 1 :2 1 2 1 ' 2 1.2
al(+) ‘ bl(=) al(+) : bl(=) al(+) . bl(-)al(+) : bl(=)al(+) bl(-)
0; 0 0;0 0,0 O;0 0;:0
IEC
Légende
1,2 Dbornes des contacts, a, b: bornes de bobines
S, distance de montage horizontale entre les relais
S, distance de montage verticale entre les relais

Figure 3 — Exemple de dispositif d'essai pour montages multiples
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